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美国麦克仪器公司技术讲座邀请函
比表面和孔隙度是确定材料质量和用途的两个重要物理性质，需要严格控制才能实现材料的特殊功能。即使对于相同粒度的粉体材料，也会由于材料内部颗粒比表面和孔隙度的差异，极大的影响材料的性能特点。化学吸附分析技术可以提供很多必要的信息（如金属分散度、活性金属表面积、活性颗粒尺寸和催化材料表面活性），以评价正在开发和生产的催化材料。粒度与稳定性是决定胶体性质的两个参数，胶体的稳定性又与Zeta电位密切相关，在研究和生产过程中，我们需要测定Zeta电位来确定胶体的分散情况从而确定产品的性能。
作为材料表征权威公司，我们一直致力于研发材料表征的最新方法与技术，为广大用户提供更精确、更广泛应用的测试技术。为了和大家分享我们最新的研究成果，美国麦克仪器公司准备在3月29日在复旦大学举办题为“粉体与纳米颗粒表面表征的最新进展”的技术讲座，我们诚邀您前来共同探讨、交流本行业的国际最新发展趋势。
时间：2013年3月29日13:30-17:00
地点： 上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学化学西楼1楼多功能厅
主讲人：麦克默瑞提克（上海）仪器有限公司总经理许人良博士、应用部经理钟华博士
会务联系人：唐涨辉
联系电话：18621815806
技术讲座基本内容：
1）纳米粒度测量与Zeta电位表征
2）颗粒及粉末的气体吸附表征技术：

· 气体物理吸附和化学吸附理论

· 物理吸附分析条件及数据的处理：

· 如何确定合适的分析条件，

· 如何对数据进行处理

	


Particle Size   ·   Chemisorption   ·   Surface Area   ·   Porosimetry   ·   Density   ·   Materials Analysis


